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电子封装用球形二氧化硅微粉球形度的

检测方法 颗粒动态光电投影法

1 范围

本标准规定了电子封装用球形二氧化硅微粉颗粒球形度、平均球形度及球形度分布的颗粒动态光

电投影测试方法。
本标准适用于4μm~300μm的电子封装用球形二氧化硅微粉球形颗粒。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T15481 检测和校准实验室能力的通用要求

ISO13322-2 粒度分析 图像分析法 第2部分:动态图像分析法(Particlesizeanalysis—Image
analysismethods—Part2:Dynamicimageanalysismethods)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
球形度 degreeofsphericity
单个粒子平面投影图像接近标准圆形的程度。

3.2 
平均球形度 averagedegreeofsphericity
所有颗粒球形度的平均值,反映所有颗粒接近球形的程度。

3.3 
球形度分布 distributionofsphericitydegree
某一球形度数值范围的颗粒数占全部已测试样品颗粒总数的百分比情况,可以得到测试样品的球

形度分布,包括球形度频率分布、上累积分布、下累积分布等。

4 方法原理

颗粒动态光电投影法原理(见ISO13322-2):制备好的样品置于样品分散池中,利用鞘流技术让样

品颗粒逐个缓慢通过样品池,利用光路系统中的显微镜投影机,投射得到清晰的颗粒图像(短时间内可

测量很多颗粒),然后通过图像采集,计算得出颗粒平面图像的面积、周长,然后计算出球形度、平均球形

度,并统计球形度分布。原理示意图见图1。
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